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uie  cmnaung  Detrim  eine  tinncntung  zur  analy- 
Otischen  Bestimmung  von  oraganischen  Stoffen,  die 
X  in  Konzentrationen  bis  in  den  ppm-  und  ppt-Bereich 
jj  vorliegen,  mittels  Massenanalyse,  wobei  die  Stoffe 
paus  einem  Vorratsbehälter  in  einen  Massenanalysa- 
t   tor  zu  überführen  sind,  der  Vorratsbehälter  über  eine 
j   Dosiereinrichtung  direkt  mit  dem  Massenanalysator 
D  verbindbar  und  der  Massenanalysator  ein 
MQuadrupol-Massenspektrometer  mit  einem 
^Channeltron-electro-multiplier  und  Massenkorrektur-  ' 
^blende  ist.  Die  der  Erfindung  zugrundeliegende  Auf- 
ygabe  besteht  darin,  die  e.  g.  Einrichtung  derart  aus- 

zugestalten,  daß  auch  Stoffe,  die  im  ppm-  bis  ppt- 
Bereich  vorliegen,  direkt  massenanalytisch  nachge- 

lesen  weraen  Können.  Die  Losung  der  Erfindung  ist 
ladurch  gekennzeichent,  daß  die  Durchtrittsöffnung 
er  Massenkorrekturblende  variabel  einstellbar  aus- 
ebildet  ist. 
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